泰克推出用于数据通讯和远程通信测试的
高性能误码率测试方案
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全球领先的测试、测量和监测仪器供应商---泰克公司日前宣布，推出业内首个全集成式40 Gb/s可编程码型发生器(PPG)。该40 Gb/s PPG连同先前发布的40 Gb/s可编程误差检测仪现在构成完整的40 Gb/s误码率测试(BERT)解决方案。凭借200 fs随机抖动(RJ)和8 ps上升时间性能，新泰克PPG4001提供了对40 Gb/s串行数据测试至关重要的性能和信号质量。

开发高速数据及远程(long-haul)通信技术的设计工程师必须测试其SERDES、IC、元件、模块和系统，来确保其设计符合规范的要求。随着数据速率不断增加，工程师们至今还在千方百计寻找优良的测试设备选项——特别是在40 Gb/s条件下。极高的性能、易于使用的集成式仪器——如泰克PatternPro PPG和PED产品——通过使工程师能够快速、高效地执行所需测试改变了这种情况。

“对带宽的需求极大地推动着新标准和应用的出现，如100G Ethernet、400G Ethernet、OIF-CEI VSR及相干光通信”，泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示，“PPG4001和PED4001是业内速度最快的全集成台式仪器，其性能可以满足工程师测试其IC、光收发器及系统的要求。”

测试设备具有超过测试所要求的性能是非常重要的，否则它就会变成限制因素，使得无法获得可靠的测试结果。此外，诸如可编程数据速率、PRBS和可编程数据以及抖动插入等特性对确定设计是否满足应用要求也是必不可少的。PPG4001满足或超出了40 Gb/s串行数据应用测试对测试设备的性能和特性要求。

除了高数据速率和高质量输出信号外，PPG4001自带的抖动压力测试功能还有助于工程师提高生产力。PPG4001包括针对高频抖动插入(RJ、SJ和BUJ)及低频SJ的选项。这些自带选项采用前面板按钮或远程可编程的形式，并支持全面的光模块和电SERDES设备压力测试。

易于使用的特性包括具有简单图形用户界面(GUI)的前面板触摸屏，并且在从一种测试标准转向下一种测试标准时无需仪器“再配置”或特征鉴定(characterization)。另外它还提供了广泛的可编程数据速率和码型，涵盖全面地验证产品性能和功能所需的所有工作条件。

